PROGRAMA DE POS-GRADUACAO EM ENGENHARIA E CIENCIA DOS MATERIAIS
Avaliacao das forcas de atrito por microscopia de forca atomica em
filmes finos mesoporosos de dioxido de titanio sob radiacao no
espectro visivel e atmosfera controlada
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Este estudo tem como objetivo avaliar os efeitos da L A A compreensao dos efeitos da radiagdo
radiacdo luminosa sobre filmes finos de didxido de titanio o [Lopmpietay luminosa nas interacoes tribologicas € f
mesoporoso no comportamento das forgas de atrito, por 3 - essencial para a inovacao na area. Filmes Research group
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meio de ensaios de microscopia de forca lateral. Além riks : 1 finos de TlOz,e_m fase anatase apresentam um
disso, busca investigar a influéncia de diferentes S 4 * aumento subito nas forgas de atrito sob luz
atmosferas (ar, argonio e nitrogénio) nas forgas de atrito 5 UV, devido ao aumento do potencial de
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entre a ponta e os filmes finos. ® superficie*.
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Radiacdes UV e visiveis de comprimentos de onda especificos podem ajustar as
forcas de atrito em escala nanométrica, possibilitando novas abordagens para a
ativacao por luz em dispositivos MENS, NEMS e optoeletronicos. Essa
propriedade abre caminho para o desenvolvimento de tecnologias
nanotecnologicas avancadas, como fotosensores dinamicos e lubrificantes
inteligentes, em um campo multidisciplinar que demanda conhecimento
especializado.
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